
转塔式半导体测试，ups老化测试

产品名称 转塔式半导体测试，ups老化测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

转塔式半导体测试，ups老化测试

跟随半导体产品不断推进的测试需求。测试机的价格相对昂贵，通常
为数百万元， 针对不同测试对象而频繁更换测试机将带来大量资本开
支。因此，目前的高端测试 机已经由自动测试设备向开放式测试平台
方向发展，基于开放式系统（如 OpenStar2000等），通过搭建自定义
的PXI模块，以适应日益增多的待测参数需求，
增强了测试机的灵活性和兼容性。

由于元器件设计和生产工艺的不断进步，器件性能迅速提升，产品生
命周期越来越 短，相应的测试设备也必须及时升级换代，近年来国内
集成电路测试需求主要包括：①模拟信号测试强调大功率、高精度、
覆盖关键交流参数；②数字信号测试从中低 速向高速跨越式发展，测
试通道数倍增；③混合信号测试从模拟信号测试中逐渐剥 离，追求高
速、高带宽、高采样率，射频（RF）测试的需求日渐增长；④存储器
测 试产品更新换代较快，需要独立的测试平台。
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